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	スライド 1: 電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）について、株式会社日立ハイテク様から講師をお招きし、装置の特徴や新機能紹介をはじめ実際の測定事例についてご講演を頂く運びとなりました。また、セミナー後は本学の共用設備見学会を行います。お気軽にご参加ください。

